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摘要(译)

公开了一种技术，用于在不提供温度传感器或将超声波输出设置得过低
的情况下将测试对象接触表面温度保持在预定值以下，并且根据该技
术，通过油6的反射时间t1被内部反射。窗口5的表面通过油返回，并且
通过窗口的反射时间t2被窗口的外表面反射，并通过窗口或油返回，被
检测到， 窗口声速=（窗口厚度×2）/（t2-t1） 测量，并从该测量的声速
检测窗口的表面温度。
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